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FLACHENHAFTE EBENHEITS- UND TOPO-
GRAPHIEERFASSUNG IM SUB-pu-BEREICH

Polytec stellt mit den hochgenauen WeifSlichtinterferometern der TMS-300/320 Serie

kompakte Messgerite zur Topographie- und Ebenheitsmessung in Produktions-

umgebungen zur Verfiigung.

Hochgenau, vielseitig, kompakt TMS Software

Das TopCam TMS-300/320 Weillichtinterfero- Die TMS Software stellt Ihnen alle wichtigen
meter ist das ideale Messgerat, wenn es um die Steuer- und Auswertefunktionen fiir die Weil3-
Vermessung von prazisen Oberflachen in Produk-  lichtinterferometer der TMS-Serie zur Verfligung.
tionsumgebungen geht. Diese kompakte Variante = 2D- und 3D-Ansichten werden genauso realisiert
der TMS-Serie erfasst simultan 325.000 Punkte wie Profilschnitte, Winkelmessungen, Hoch- und
und realisiert Messzeiten fir flichenhafte Eben- Tiefpassfilterungen. Dies ist nur eine kleine Auswahl
heitsmessungen von wenigen Sekunden. der umfangreichen Bearbeitungsmdglichkeiten.

Durch die Z-Dynamik von 0,5 mm oder 50 mm
konnen auch nicht ebene Werkstiicke vermessen Features
werden. Die bendtigte Zeit richtet sich nach
der zu scannenden Wegldnge in Z-Richtung.
Die telezentrische Optik erlaubt es, direkt an
steilen Kanten oder in Bohrungen zu messen.

Hochgenau mit Z-Auflésung
von bis zu 0,01 ym

Hohe Z-Dynamik von 0,5/50 mm
Geeignet fir den Einsatz in der Produktion

Schnelle Flachenmessungen durch
MessfeldgroRen von bis zu @ 19 mm

Beriihrungslos durch optisches,

interferometrisches Messprinzip Geschiftsbereich
eschattsbereic

Messung an schwer zuganglichen Stellen Photonik
durch telezentrische Optik Tel.+49 (0)72 43 6 04-366
ofm@polytec.de
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Spezifikationen

TopCam TMS-300/320 Hardware
Interferometertyp Michelson (telezentrisch)

4,2 x5,6 mm? 6,4 x 8,6 mm?,

Messfelder 9,6 x 12,8 mm?, 13,6 x 18,3 mm?, @ 19 mm
Z-Dynamik 500 pm (50 mm)*

Z-Auflésung <40 nm, (1 ym)*, (10 nm)***

Laterale Auflésung 9 um - 39 um

Kamera-Auflosung 658 (H) x 494 (V) Pixel

Abmessungen 38x20x12cm?

Stromversorgung 100 - 240V

Gewicht ca. 8 kg

*TopCam TMS-320, ** mit hoher Z-Genauigkeit

TMS Software

Komplette Geratebedienung und Datenanalyse
Unterstltzung der Probeausrichtung durch Live-Video
Onlinedarstellung der Messergebnisse

2D- und 3D-Darstellung der Messdaten

Intelligente Filter- und Interpolationsalgorithmen
Automatisierbar tiber COM/ActiveX-Schnittstelle
LabView™ — Treiber fiir einfache Integration

Polytec TMS Weillichtinterferometer Ubersicht

e Standard © optional erhaltlich

Anderung der technischen Spezifikationen vorbehalten. PT_DS_TMs-300/320_2003_09_1000_D
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